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(57) Abstract: The invention relates to a method for
positron emission tomography and to a PET scanner.
According to the invention, the positron emission
tomography method employs the following steps: a)
two photons are emitted in opposite directions by an
annihilation event in the sample, b) at least two of a
large number of detectors arranged around the sam-
ple are prompted to output a signal by the two pho-
tons, ¢) a signal line on which the event may have
occurred is determined from the location of the de-
tectors which have output a signal, d) said signal
line is evaluated in the tomographic reconstruction
of the sample, wherein for each event a plurality of
signal lines are determined and evaluated in the to-
mographic reconstruction of the sample. As descri-
bed at the outset, the reconstructed image thus beco-
mes more accurate and noise is reduced. The method
according to the invention and the apparatus can be
used to improve the signal-to-noise ratio of images.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betritft ein

Verfahren zur Positronen-Emissions-Tomographie

sowie einen PET-Scanner. Erfindungsgemaf
[Fortsetzung auf der néichsten Seite]
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chenberichts:

arbeitet das Positronen-Emissions-Tomographie Verfahren mit folgenden Schritten: a) durch ein Annihilationsereignis in der Pro-
be werden zwei Photonen in entgegen gesetzten Richtungen emittiert, b) von einer Vielzahl von um die Probe angeordneten De-
tektoren werden mindestens zwei durch die beiden Photonen zur Abgabe eines Signals veranlasst, ¢) aus dem Ort der Detektoren,
die ein Signal abgegeben haben wird eine Signallinie bestimmt, auf der das Ereignis stattgefunden haben kann, d) diese Signalli-
nie wird bei der tomographischen Rekonstruktion der Probe ausgewertet, wobei zu jedem Ereignis eine Mehrzahl von Signallinien
bestimmt und bei der tomographischen Rekonstruktion der Probe ausgewertet werden. Hierdurch wird, wie eingangs beschrieben,

das rekonstruierte Bild genauer und das Rauschen vermindert. Mit dem erfindungsgeméfien Verfahren und der Vorrichtung kann
das Signal-Rausch-Verhéltnis von Bildern verbessert werden.
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